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В работе предлагается схема генерации ондуляторного излучения с уширенными резонансами при помощи ступенчатообразного изменения магнитного поля. Заданная конфигурация магнитного поля даёт уширение резонасных гармоник ондуляторного излучения на два порядка до 1 кэВ во всем рабочем диапазоне устройства (от 4.5 кэВ до 40 кэВ). Полученные спектры излучения могут быть полезны для реализации методов спектроскопии, где необходимо проводить быстрое сканирование по спектру на временных масштабах 10-100 мс., (Quick EXAFS) [1, 2]. В работе даётся аналитическое описание спектра излучения на оси и проводиться численое моделирование с использованием кода OCELOT на примере сверхпроводящего ондулятора разрабатываемого в ИЯФ СО РАН [3]. Кроме того, проводится расчёт ренгенооптической системы и решается задача сглаживания модулированного спектра излучения на образце. Рассчитаны параметры фокусирующей системы и входной апертуры. Найдено оптимальное решение, включающее рассмотрения случая сильной фокусировки излучения до поперечных размеров излучения 1x1 мкм.
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